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Voeales: 

Don Antonio Ballesteros Olmo, Profesor de Investigaci6n del 
Instituto de Catalisis y Petroleoquimiea. 

Don Alberto Ulises Aeuiia F.emandez; Profesor de Investigaci6n 
del Instituto de Quimica Fisica Roeasolano. 

Don Benjamin Rodriguez Gonzalez, Profesor de Investigaci6n 
del Instituto de Quimica Organica General. 

Don Francisco Rodriguez Reinoso, Catedratieo de la Univer­
sidad de Alicante. 

Don Emesto Carmona Guzman, Catedratlco de la Universidad 
de Sevilla. 

Don Jose Luis Abbud Mas, Profesor de Investigaci6n del Ins­
tituto de Quimica Fisica Rocasolano. 

Suplentes: 

Presideiıte: 

Don Emesto Suarez L6pez, Profesor de Investigaci6n del Ins­
tituto de Prod. Naturales y Agrobiologia. 

Voeales: 

Don Car\os Cativiela Marin, Catedratico de la Universidad de 
Zaragoza. 

Don Claııdio Gutierrez de la Fe, Profesor de Investigacion del 
Instituto de Quimica Fisica Rocasolano. 

Don Viceiıte Fomes Segui, Profesor de Investigaci6n del Ins­
tituto de Teenologia Quimica. 

Don Serafin Valverde LOpez, Profesor de Investigaci6n del Ins­
tituto de Quimica Organiea General. 

Don Martin Martinez Ripoll, Profesor de Investigaci6n del Ins­
tituto de Quimiea Fisica Rocasolano. 

Don Miguel Angel Yus Astiz, Catedratico de la Universidad 
de Alieante. 

ANEXom 

Don/doiia .......................... : .......... con domicilio 
en ...................... y con documento nacional de identidad 
numero ........... t 

Declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera de la Escala de .............•........... : .. 
del Consejo Superior de Investlgaciones Cientiflcas, que no ha 
sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones 
Piiblicas y que no se halla inhabilitado. para el ejercicio de las 
funciones piiblicas. 

En .............. ,a .............. de .............. de1997 

19046 ORDEN d~ 28 de julio de 1997 por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrirseis plazas de la escala 
de titulados t.knicos especializados del ConseJo Supe­
rior de Investigaciones Cienti/icas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 1'1 Real Decreto 414/1997, 
de 21 de marzo, del Ministerio para las Administraciones Piiblicas, 
por 1'1 ·que se aprueba la oferta de empleo piiblieo para 1'1 aiio 
1997, publicado en el .Boletin Oficial del Estado» niimero 70, 
de 22 de marzo de 1997, y con elfin de atender las necesldades 
de personal en la AdministraCi6n Piibliea. 

Este Ministerio, en \İso de las eompetencias que le estan atri­
buidas, previo informe favorable de la Direeci6n General de la 
Funci6n Piiblica, segiin establ-"ee el apartado e) del articulo·4.0 dı'l 
Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto (.Boletin Oficial dı'l 
Estado. niimero 213, de 5 de septiembre), y aeuerdo de la Junta 
de Gobierno del Consejo Superior de Investigaciones Cientifieas, 
resu"lve convocar pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de titulados teenieos especializados (c6digo 5421) del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, con sujeci6n a las siguien­
tes 

Ba8ea de CODVocatOria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir seis plazas, 
de la escala de titulados tecnicos especializados (c6digo 5421) 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas por el sistema 
general de acceso Iibre, entre ciudadanos de la Uni6n Europea, 
con dominio del castellano, de acuerdo con las especialidades 
y con destino en eentros 0 Institutos del Consejo Superior de Inves­
tigaciones Cientificas que figuran en el anexo ı. 

1.2 A las presentes pruebas seleetivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Piibiica (.Boletin Oflcial del Estado- del 3); !.ey 
23/1988, de 28 de jullo, de Modifieaci6n de la !.ey de Medidas 
para la Reforma de la Funcion Piiblica (<<Boletin Oficial del Estado~ 
del 29); el Real Deereto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser-" 
vicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de 
Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado (.Boletin Oficial 
del Estado» del 10 de abril),y 10 dispuesto en esta convocatoria. 

1.3 La adjudicaci6n de las plazas a los aspirantes aprobados, 
se efectuara de acuerdo con la suma de la puntuaci6n total obte­
nida por estos en la fase de oposici6n, en cadil especialidad. 

No se podra declarar superadoel proceso selectivo a un niimero 
superior de aspirantes que el de plazas convocadas por especia­
Iidades. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga 10 
establecido sera nula de pleno derecho. 

1.4 EI proeedimiento de selecci6n de los aspirantesconstara 
de las siguientes fases: 

Oposici6n. 
Periodo de practicas. 

Los aspirantes que no superen el periodo de practicas, perderan 
todos los derechos al nombramiento como funcionarios de carrera, 
porResoluci6n motivada de l<ı autoridad convocante. 

EI plazo maximo del eomienzo del periodo de practieas, una 
vez superadas las pruebas selectivas, sera de .dos meses, a partir 
de la fecha de terminaci6n deı plazo a que se refiere la base 9.1 
de esta convocatoria. 

1. 5 Quienes no pudieran realizar el periodo de practicas por 
eumplimiento del servicio ınilitar 0 prestaci6n social sustitutoria, 
o por causa de fuerza mayor debidamente jU5tifieada y apreciada 
por la Administraci6n, podran efectuarlo con posterloridad. 

1. 6 La fase de oposici6n constara de los ejercicios. elimina­
tOri05, que se desarrollaran en castellano, que a continuaci6n se 
indican: 

1.6.1 Primer ejercieio: Consistira en el desarrollo por eserito, 
en un plazo maximo de tres horas, de un tema a elegir entre 
dos propuestos por. el Tribunal, relacionados con el programa de 
cada especialidad, que figura eomo anexo ii de la presente eon­
vocatoria. EI ejercicio sera leido por el opositor en sesi6n piiblica 
ante 1'1 Tribunal. 

1.6.2 Segundo ejercicio: Consistira en una entrevista en 
sesi6n piiblica del candidato con el Tribunal que versara sobre 
la formaci6n y experiencia del opositor para desempeiiar las fun­
ciones propias de su especialidad, durante un maximo de media 
hora. 

1.6.3 Tereer ejercicio: Consistira en la realizaci6n de un 
supuesto practico relacionado eon la especialidad de la plaza eon­
vocada de aeuerdo con el programa que se reeoge en el anexo ii 
de la presente eonvoeatoria; Los opositores deberan realizar por 
eserito un resumen del desarrollo y ejeeuci6n de la prueba rea­
lizada que se expondra ante el Tribunal en sesi6n p.iiblica. 

EI Tribunal correspondiente a cada especialidad seilalara el 
tiempo maximo disponible para la realizaci6n de la prueba, qul' 
no podra superar en ningiin caso cinco tıoras. 

1.6.4 Los mieıi1bros del Tribunal podran efeetuar, una vez 
realizada la leetura de los ejercieios. las preguntas que estimen 
oportunas para aclarar 0 incidir en algiin aspecto de la exposici6n 
del candidalo. 



BOEnum.206 Jueves 28 agosto 1997 25863 

1. 7 Las pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo al 
slgulente'calendario orientativo: 

EI primer eJerelelo se Inlclara en el mes de noviembre/dlciembre 
de 1991. . 

EI proceso selectivo debera haberfinalizado el 23 de dlelemb're 
de 1997, salvo excepclones Justlficadas. 

1.8 'EI programa que ha de reglr las pruebas selectivas en 
cada especlalidad, es el que figura en el anexo II de la presente 
convocatoria. ' 

1. 9 Oesde la total conc\uslon de un ejerelelo 0 prueba hasta 
el .comlenzo del siguiepte no podra transcurrir mais de cuarenta • 
y elnco dias naturales. 

2, Requlsltos de 105 candidatos 

2.1 Los asplrantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Ser espaiiol 0, de acuerdo con 10 establecldo en la Ley 
17/1993, de 23 de dlciembre (.Boletin .Ofielal del Estado. del 
24), sobre acceso a determinados sectores de la fonel6n p(ıblica 
de 105 nacionales de los demas Estados mlembros de la Unl6n 
Europea, tener la nacionalldad de un pais mlembro de la Uni6n 
Europea, 0 la de .cualquiera de aquellos Estad05 a 105 que, en 
vlrtud de tratados Intemaelonales celebrados por la Union Europea 
y ratificados por Espaiia, sea de aplicacion la IIbre elrculacl6n 
de trabajadores en los terminos en que esta se halla definlda en 
el tratado constitutivo de la Union Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho aiios. 
c) Estar en poseslon del titulo de Ingenlero Tecnico, Olplo­

mado Universitarlo, Arquitecto Tecnico 0 equivalente. Los estudios 
efectuados en centros espaiioles no estatales 0 en el extranjero, 
deberan estar ya homologados. 

De conformidad con 10 establecido en la disposici6n transitorla 
qulnta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se considera equivalente 
al titulo de Olplomado Unlversltario el haber superado 3 cursos 
completos de liceneiatura. 

d) No padecer enfermedad nl estar afectado por 'IImltacion 
fislca 0 psiqulca que sea incompatlble con el desempeiio de las 
correspondlentes funeiones. 

e) No haber sldo separado mediante expediente dlSciplinario 
del servlelo de cualquiera de las Administraciones P(ıbllcas nl 
hallarse Inhabilitadopara el desempeiio de las correspondlente5 
funclones. ' 

f) Los asplrantes cuya naelonalidad no sea la esp,!.iiola no 
deberan estar sometldos a sanclon disCıplinaria 0 condena penal 
que implda, en su Estado, el acceso a la funei6n p(ıbllca. 

2.2 Taıilbien podran participar los asplrantes que tengan la 
condieion de funeionarios de organlsmos .Intemaeionales, posean 
la nacionalidad espaiiola y la titulaci6n exiglda en la convocatoria. 

Estos aspirantes estaran exentos de la realizaci6n de aquellas 
pruebas que la Comision Permanente de Homologaci6n, creada 
por el Real Oecreto 182/1993, de 5 de febrero (.Boletin Oflclal 
del Estado. del 23), considere que tiene por objeto acreditar cono­
eimientos ya exigidos para el desempeiio de sus puestos de origen 
en el organismo intemacional correspondiente. 

En 105 ejercicios de los que se exlma a los aspirantes que osten­
ten la condieion de funcionarios de organlsmos intemaeionales, 
se otorgara la callficaci6n riılnima exiglda en la convocatoria para 
la superaci6n de los mismos. Los interesados podrıin renunelar 
a tal calificaci6n y participar en las pruebas de las que ha sldo 
exlmido en igualdad de condieiones que el resto de 105 asplrantes. 
Tal renuneia debera lIevarse. a cabo con 'anterloridad al inlelo de 
las pruebas selectivas. . 

2.3 Para ser admitido y, en su ~so, tomar parte en las pruebas 
selectivas bastara con que 105 aspirantes manlfiesten en sus soli­
eitudes de partieipaci6n que reunen todas y cada una de las con­
diciones exlgidas en la base 2.1, referidas siempre a la fecha de 
expiracion del plazo de presentaeion, y mantenerlos hasta el 
momento de su toma de posesi6n como funeionarios de carrera. 

3. Sollcitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instaneia ajustada al modelo oficial 

aprobado por la Secretaria de Estado para la Administraci6n P6bli­
ca, que serıi faeilitada gratuitamente en la5 Oelegaclones del 
Goblemo en las Comunldades Aut6nomas y. en las Subdelega­
eiones del Goblemo, asl como en el Instituto Nacional de la Admi­
nistraei6n Publlca (calle Atocha, numero 106, Madrid), en la Direc­
ei6n General de la Funei6n P6blica (calle Maria de Mollna, n(ımero 
50, Madrid), en el Centro de Informaeion Admlnlstratlva de! Minis­
terlo de las Admlnlstraeiones Publlcas, (calle Maria de Mollna, 
numero 50, Madrid), en la sede Central del Consejo Superior de 
Investlgaciones Clentiflcas, (calle Serrano, 117, Madrid), y en los 
locales del Consejo Superior de Investlgaciones Cientificas (calle 
Serrano, 113, Madrid). 

Ala Instaneia se acompaiiara fotocopla del documento naeional 
'de identldad 0 pasaporte. 

Ning'(ın asplrante podra concıırrir a mas de una espeeialidad. 
3.2 En la casilla A) del epigrafe «Oatos a consignar seg(ın 

las bases de la convocatoria., del mOOelo de solicitud, se hara 
constar expresamente la especialidad a la que se concurre con 
indicaci6n del centro de destino. 

3.3 La presentaci6n de solieitudes (ejemplar para el 6rgano 
convocante, hoja n(ımero 1 del mOOelo de solieitud) se hara' en 
el Reglstro General del Consejo Superlor de Investigaeiones Clen­
tificas, calle Serrano, numero 117, 28006 Madrid, 0 en la forma 
estableeida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de novlem­
bre, de Reglmen Juridico de las Admlnlstraeiones P(ıblicas y del 
Procedlmlento Admlnistrativo Comun (.Boletln. Oficial del Estado. 
del 27), en el plazo de velnte dias naturales a partir del slgulente 
al de la publicaei6n de esta copvocatorla en el «Boletln Oficlal 
del Estado •. 

Las solieitudes suscrltas en el extranjero podran cursarse en 
el plazo expresado en el apartado 3.3, a traves de ias represen­
taeiones diplomaticas 0 consulares espailolas correspondlentes, 
quienes las remltlran seguldamente al organlsmo competente. EI 
Interesado adjuntara a dlcha sollcltud comprobante bancarlo de' 
haber satisfecho 105 derechos de examen. 

Las sollcltudes que se presenten a traves de las oficinas de 
Correos, deberlm Ir en sobre ablerto para ser fechadas y selladas 
por el funcionario de Correos antes de ser certiflcadas. 

3.4 Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas, y se 
Ingresarıin en la cuenta cbrrlente n(ımero 30-55421-0 de la ofieina 
0301 del Banco Exterlor .Pruebas selectivas para el acceso a la 
escala de titulados tecnlcos especializados del CSIC •. Ellngreso 
se pOOra realizar en cualquler oflclna del Grupo del Banco Exterior 
deE5paiia. 

Junto a la solicltud deberıi acompaiiarse resguardo acreditatlvo 
delpago de 105 derechos. En el supuesto de que el Ingreso se 
haya realizado en una oflclna del Banco Exterlor, debera figurar 
en la soliCıtud el sello. de esa entidad que justiflque et r .. ferido 
pago. La falta de una justiflcacl6n del abono de 105 derechos de 
examen determlnara la exc1usl6n del·asplrante. 

En nlngun caso la presentacl6n y pago en el Banco supondrıi 
la sustitucl6n del tramlte de presentacl6n, en t1empo y forma, 
de la soliCıtud ante el6rgano expresado en la base 3.3. 

3.5 Las soliCıtudes dirigldBS al excelentislmo seilor Presidente 
del Consejo Superlor de Investigaclones Clentificas, deberan acom­
pailarse de un curricululn vItae. 

3.6 Los asplrantes con mlnusvalia deberan Indlcarlo en. la 
solicitud, para 10 cual -se utilizara el recuadro numero 7 de la 
mlsma. Aslmlsmo, deberan solicltar expresandolo en e! recuadro 
n(ımero 9, las poslbles adaptaclones de tlemp05 y medl05 para 
la realizacl6n de 105 ejerclclos en que esta adaptaclon sea nece­
saria. 

3.7 Los errores de hecho que pudleran advertirse, pOOran 
subsanarse en cualquler momento, de oflclo 0 a peticl6n del Inte­
resado. 

. 4. Admlsl6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentacl6n de Instanclas, la Pre­
sldencla del Consejo Superlor de Investigaeiones Cıentlflcas dlc­
tara resoluclon, en el plazo maximo de un mes, que se publicara 
enel «BoI.etln Ofieial de! Estado», dec1arando aprobada la IIsta 
de asplrantes admitidos y exc1uidos, con Indlcacl6n en este ultlmo 
caso, de las causas de exc1usi6n. En la lista debera constar en 
tOOo caso 105 apellidos, nombre y numero del documento naclonal 
de Identidad 0 pıısaporte. 
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Ademfıs se determinarfı el lugar y la fecha de comienzo de 
105 ejerclclos. 

4.2 Los asplrantes exc1uldos dlspondrfın de unplazo de dlez 
dias habiles, contados a partlrdel slgulente al de la publicacl6n 
de la resoluci6n, para s~bsanar el defecto que haya motlvado su 
exclusi6n. 

Contra la resoluCı6n deftnitlva podra interponerse, prevla comu­
nlcaCı6n al 6rgano que la dicte, recurso contencloso-administrativo 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridfco de las Administraclones P6blicas y del Pro­
eedimiento Administrativo Com6n (.Boletin Oftclal del Estado. del 
27), en el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiei1te 
a su publicaci6n, ante er 6rgano competente del orde,n jurisdic­
cional contencioso-administrativo. 

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto 
de producirse, posibilitar su subsanacl6n en tiempo y forma, 105 
aspirantes comprobarfın no s610 que no ftguran recogidos en la 
relaci6n de exc1uidos, sino ademfıs, que sus nombres constan en 
la pertinente lista certificada coinpleta de admitidos y exc1uidos, 
que se expondra al publico en los tablones de anuncios de la 
sede central' del Consejo Superior de Investigaciones Cientiftcas, 
calle Serrano, numero 117, Madrid; en los locales del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientiftcas, calle Sen-ano, numero 
113, Madrid; en los centros e institutos del organismo en la Direc­
ci6n General de la Funci6n Publica; en el Centro de Informaci6n 
Adminlstrativa del Mlnisterio para las Adminlstraciones Publicas; 
en las Delegaclones del Goblemo en las Comunidades Aut6nomas, 
y en las Subdelegaciones del Gobiemo. 

4.3 Los derechos de examen serfın relntegrados a 105 aspl­
rantes que hayan sldo exc1uidos 'deftnltivamente de la realizaci6n 
de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 Los Tribunales calificadores de estas pruebas selectlvas, 
estarfın constltuıdos en la forma que se determinan en el anexo 
III de esta convocatoria. 

5.2 Los miembros de 105 Tribunales deberfın abstenerse de 
intervenir, notiftcfındolo al Presidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, cuando concurran en ellos circunstan­
cias de las previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo Com6n (<<Boletin 06-
cial del Estado» del 27), 0 si hubiesen realizado tareas de pre­
paraci6n de aspirantes a pruebas selectlvas en los cinco anos ımte­
riores a la publicacl6n de esta convocatoria. 

Los Presidentes podrfın solicita~ de 108 miembros del Tribunal 
declaraci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstanclas 
previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y del Pro­
cedimiento Administrativo Com(ın (<<Boletin Oftcial del Estado. del 
27). 

Asimismo, 105 aspirantes podrfın recusar a 105, miembros del 
Tribunal de acuerdo con 10 establecido en el artlculo 29 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun (.Boletin Oftcial del Estado> del 27). 

5.3 Con anterioridad a la iniclaci6n del proceso selectlvo, 
la autoridad convocante harfı p6blico el nombramiento de.los nue­
vos miembros de los Tribunales que hayan de sustituir a 105 que 
hayan pe..ıido su condici6n por alguna de las causas anteriores. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constıtuirfı el Tri­
bunal, con la asistencia del Presidente y Secretario, y la mitad, 
al menos, de sus miembros, titulares 0 suplentes. Celebrarfın sus 
sesi6n de constituci6n, al menos, diez dias antes de la realizaci6n 
del primer ejerciclo. 

En dicha sesi6n, 105 Tribunales acordarfın todas las decisiones 
que les correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 A partir de su constituci6n, el Tribunal, para actuar vfıli­
damente, requerirfı la presencla del Presidente y Secretario, 0, 
en su caso, de quienes 105 sustituyan, y la de la mitad, al menos, 
de sus miembros, tıtulares 0 suplentes. 

5.6 Durante el proceso selectlvo, 108 Tribunales resolverfın 
tOOas las dudas que pudieran surglr en la apllcacl6n de estas nor­
mas, asi como 10 que se deba hacer en 105 casosno previstos. 

EI procedimlento de actuacl6n del Tribunal, se ajustara en tOOo 
momento a 10 dlspuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regtmen Juridico de las Administraclones P6blicas y del Pro­
cedimiento Administratlvo Com6n (<<Boletin Oftclal del Estado. del 
27). 

5.7 EI Tribunal calificidor adoptarfı las medldas precisas de 
forma que 105 aspirantes con minusvalia g"ocen de similares con­
diclones. para la realizacl6n de 105 ejerclclos que el resto de los 
participantes. En este ·sentldo se estableceran, para las persorias 
con minusvalia que 10 soliclten en la forina prevista en la base 
3.6 las adaptaclones posibles en tiempos y medios para su rea-
Iizaci6n. - . 

Ata!" efecto, el Tribunal podra requerir informe y, en su caso, 
colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de la Adminlstraci6n Laboral, 
Sanitaria 0 de los 6rganos competentes del Ministerio de Trabajo 
yAsuntos Sociales. 

5.8 A efectos de comunicaciones y deməs incidencias los Tri­
bunales tendrfıtı su sede en 105 locales del Consejo Superior de 
Investigaclones Cientificas, calle Serrano, n6mero 113, 28006 
Madrid, telefonos 585 52 65/52 64/52 63. 

5.9 Los Tribunales que act(ıen en estas pruebas selectivas, 
tendran la categoria segunda de las recogldas en el anexo iv del 
Real Decreto 236/1988, de 4.de marzo (<<Boletin Oficial del Estado. 
del 19). Una vez conocido ei numero de aspirantes, por el Pre­
sidente del Consejo Superior de Investigaciones Cientiftcas se esta­
blecerfı el numero mAximo de selSiones que podrfı realizar cada 
uno de 105 Tribunales. 

5.10 EI Tribunal no podrfı aprobar ni dec1arar que han supe­
rado las-pruebas selectlvas 0 fase de oposici6n un numero superior 
de aspirantes que el de plazas convocadas. ' 

6. Desarrollo de 105 ejercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n de los asplrantes se Inlclarfı alfa­
beticamente por el primero de la letra «ı>, de conformldad con 
la ResoluCı6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
P6blica de fecha 9 de abri. de 1997 por la que se hace publico 
el resultado del sorteo celebrado el dia 4 de abril de 1997 (.Boletin 
Oficial del Estado. n6mero 88, del 12). 

En el supuesto de que no exista ning6n a5pirante cuyo primer 
apellido comience por la letra .ı>, el orden de actuaci6n se iniciara 
por aquellos cuyo primerapellido comience por la letra «A», y 
asi sucesivamente. 

6.2 En cualquier momento 105 asplrantes podran ser reque­
ridos por miembros del Tribunalcon la finalldad de acreditar su 
identidad. . 

6.3 Los aspirantes serən convocados para cadlJ ejercicio en 
6nlco lIamamiento, slendo excluidos de las pruebas selectlvas quhi­
nes no comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayar, debl­
damente justiftcados y Iibremente apreciados por el Tribunal. 

La publicacl6n de los suceslvos anunclos de celebraCı6n del 
segundo y tercer ejerclclos se efectuarfı por 105 Trlbunales, al 
menos, en los locales donde se haya celebrado el primero, con 
veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la senalada para 
la inlciaCı6n del mismo. Cuando se trate de) mlsmo ejerclclo, el 
anunclo serfı publicado en los locales donde se haya 'celebrado 
y por cualquier otro medlo, sı se juzga convenlente, con doce 
horas, al menos, de antelaci6n. 

6.4 En cualquler momento del proceso selectlvo, la autorldad 
convocante, por si 0 a propuesta delPresldente del Trlbunal, sı 
tuvieran conoclmlento de que alguno de 105 aspirantes no posee 
la totalidad de 105 requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audlenc\a del Interesado, deberfı proponer su exc1usi6n a 
105 6rganos competentes, poniendo en su c~noclmlento Ias Inexac­
titudes 0 falsedades en que hubieran podldo incurrir los asplrante.s 
en su sollc\tud de admisi6na las pruebas selectlvas, 'a losefectos 
procedentes. 

Contra la exclusl6n del aspirante podrfı interponerse recurso 
contencioso-admlnlstratlvo en el plazo de dos meses contados a 
partlr del dia 5iguiente a su comunlcaci6n, ante el ôrgano com­
petente del orden jurisdiccional del contencioso-admlnistratlvo, 
de acuerdo con 10 establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviem­
bre, de Regimen Juridico de las AdministraCıones Publicas y del 
Procedlmlento Administratlvo Comun (<<Boletin OftclaJ del Estado> 
deI27). 
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7. Callflcacl6n de los"ejercicios 

7.1 Todos 105 ejercicios de estas pruebas selectlvas se cali­
ficaran de cero a 20 puntos. EI valor medio de las puntuaciones 
computadas constltulra la calificaci6n del ejercicio, siendo nece­
sarlo alcanzar dlez puntos como minimo, para pasar alejercicio 
siguiente, y en el tercero para superarlo. 

Al calcular el valor medio de las puntuaciones, en cada uno 
de los ejercicios, se exduira del c6mputo de puntuaciones .Ia mas 
alta y la mas baja, sin que en ning(ın caso pueda ser exduida 
mas de una maxlma y una minima. 

En el segundo ejercicio se hara constar la calificaci6n de «apto. 
o .no apto», slendo necesarlo obtener la calificaci6n de .apto. 
para pasar al ejercicio siguiente. 

7.2 En los tres ejercicios, la calificaci6n se hara al termino 
de cada ejercicio, publicandose la relacian de quienes los hubieran 
superado y sus puntuaciones. 

7.3 La calificaci6n final de las pruebas vendra determinada 
por la siıma d"e tas puntuaciones obtenidas en el primer y tercer 
ejercicios. 

En el supuesto de producirse empates al confeccionar las Iistas 
de aspirantes aprobados, aquellos se dirlmlran a favor del que 
hubiese obtenido mayor puntuaci6n en los dlstlntos ejercicios de 
la oposici6n, de forma sucesiva 0 altematlva, excepto en el refe­
rente a la entrevlsta, por su caıificaci6n de «apto. 0 .no apto" 

8. Llsta de aprobados 

8.1 Finalizadas las pruebas selectlvas, los Trlbunales haran 
p(ıblicas en el lugar 0 lugares de celebraci6n del (ıltlmo ejerclclo, 
asl como en la sede del Trlbunal, y en aquellos otros que estlme 
oportuno; la relaci6n de aprobados en cada e5pecialidad, por 
orden de puntuaci6n alcanzada, con indlcaci6n de su n(ımero de 
documento nacional de identidad 0 pasaporte. 

Los Presidentes de 105 Trlbunales enviaran una copla certificada 
de la relaci6n de aprobados al Presldente del Consejo Superlor 
de Investigaciones Cientificas. 

Dlcha relaci6n se publicara en el .Boletln Oficial del Estado •. 

9. Presentaci6n de documentos y nombramientos de funclonariOS 
en practlcas 

9.1 En el plazo de velnte dias naturales, ~ contar desde el 
dia sigulente a aquel en que se publicaron las relacione5 de apro­
bados en el .Boletin Oficial del Estado», 105 aspirantes aprobados 
deberan presentar en los locales del Consejo Superior de Inves­
tigaciones Cientificas, calle Serrano, n(ımero 113, 28006 Madrid, 
los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del titulo exigido 0 certlficaci6n aca­
demica que acredlte su posesi6n. 

b) Certificado medico acreditatlvo de no padecer enfermedad 
nl estar afectado por Iimitaci6n fisica ni psiqulca que sea incom­
patible con el desempeiio de las correspondlentes funciones. 

c) Declaracion jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expedlente discipl1nario del servicio de ninguna Admi­
nistracian P(ıblica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio d" 
funciones p(ıblicas, seg(ın el modelo que figura como anexo iV 
a esta convocatorla. 

d) Los asplrantes de otra nacionalidad deberan presentar foto­
copia compulsada del documento que acredlte su nacionalidad, 
asl como documentaci6n certlflcada, por las autoridades compe­
tentes de su pals de origen en la que se acredlte no estar sometidos 
a sancion disciplinaria 0 condena penal. que Impida, en su Estado, 
el acceso a la funclon p(ıblica. 

9.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarlos p(ıblicos 
estaran exentos de justificar las condlciones y demas requisitos 
ya probados para obtener su anterlor nombramlento, debiendo 
presentar certiflcaci6n del Mlnisterlo u organismo del que depen­
dan, acreditando su condlci6n y demas clrcunstancias que consten 
en su expediente personal. 
, Asimismo, deberan formular opci6n por la percepclon de la 
remuneracl6n que deseen percibir durante su condlclon de fun­
cionarlos en practlcas, Igualmente e1 personal funclonarıo interino 
y laboral, de conformldad con 10 previsto en el Real Decreto 

456/1986, de 10 de febrero (<<&Ietin Oficial del Estado» del 6 
de marzo). 

9.3 Quienes, dentro del plazo Indicado y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentacl6n 0 del examen 
de la misma· se dedujese que carecen de alguno de los requisitos 
exigidos, no podran ser nombrados, quedando anuladas sus actua­
ciones, sin perjuicio de la responsabllldad en que pudleran haber 
incurrido por falsedad en la sollcitud de partlcipacion. 

9.4 Los candidatos propuestos serim nombrados funcionarios 
en practicas por e1 Minlsterlo de Educaci6n y Cu1tura, en la que 
se tleterminara la fecha en que empezaran a surtlr efecto dichos 
nombramientos, con especiflcaci6n del destlno adjudicado. 

Los nombramientos seran publicados en e1 .Boletln Oficial del 
Estado». 

10. Periodo de practıcas. Nombramientos de juncionarios de 
carrera 

10.1 Durante ei periodo de practlcas los aspirantes ejerceran 
las tareas correspondientes a puestos de trabajo de su especialidad 
bajo la supervlsi6n de los responsables de los Departamentos 
correspondientes. EI periodo de practicas tendra una duracian de 
tres meses, y al final del mismo el responsab1e del Departamento 
a que hublera sldo adscrlto el funcionario en practicas, em~tlra 
u-n informe, con el visto bueno del Dlrector del centro, en el que 
hara constar la califlcaci6n de «apto. 0 «no apto. del aspirante, 
siendo necesario obtener la calificacion de «apto. para superarlo. 
Dicho informe sera aprobado por el Presldente del Consejo Supe­
ridr de Investigaciones Clentificas. 

10.2 Conduido el proceso selectlvo, qulenes 10 hubieran 
superado sl!ran nombrados funclonarios de carrera, por el Mini5-
terlo de Educacian y Cultura, con especificaclon del. destino adju­
dicado. 

Los nombramientos seran publicados en el «Boletin Oficial del 
Estado •. 

La toma de posesi6n de los candidatos nombrados funcionarios 
de carrera, se efectuara en el plazo de un mes desde la fecha 
de pubficaci6n de su nombramlento en el .Boletln Oflcial del 
Estado». . 

11. Norma /inal 

La presente convocatorla y cuantos actos administratlvos se 
deriven de ella y de la -actuacion del TrlDunal, podran ser impug­
nados, en 10. casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridlco de las Administraciones 
P(ıblicas y del Procedimlento Admlnlstratlvo Com(ın (<<Boletin Ofi­
cial del Estado» del 27). 

'Asimismo, la Admlnlstradan podra, en su caso, proceder a 
la revisl6n de las resoluciones de los Tribunales, conforme a 10 
previsto en la mendonada Ley. 

Lo que se hace p(ıblico para general conocimiento. 
Madrid, 28 de julio de 1997.-:P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996, .Boletin O/icial del Estado. del 2).-EI Presidente del 
CSIC, Cesar Nombela Cano. 

ANEXOI 

N(ımerode plazas: 1. Denomlnaclon: Tecnico en Informatica. 
Destino: Institucian .Mila y Fontanals. (Barcelona). Niımero Tri­
bunal: 1. 

N(ımero de plazas: 1. Denominac\on: Tecnico de taboratorlo 
en Biologia Molecular y Celular. Destlno: Instituto de Microbio­
logia Bioquimica de Salamanca. N(ımero Tribunal: 2. 

N(ımero de plazas: 1. Denominacion: Tecnico en Procesos 
Microelectr6nicos Especiales. Destino:' Instltuto Microelectranica 
de Barcelona. N(ımero Tribunal:,3. 

N(ımero de plazas: 1. Denomlnacion: Caracterizacion de Mate­
riales por Microscopla ElectrOnica. Destino: Instltuto Ciencia de 
Materiales de Barcelona. N(ımero Tribunal: 4. 

NUmerC!l de plazas: 1. Denominac\on: Responsable de Ser­
vicios Informaticos y Banco de Datos Oceanograficos. Destino: 
Instituto lrivestlgaçiones Marlnas de Vigo. N(ımero Trlbunal: 5. 

N(ımero de plazas: 1. Denomlnacion: Tecnico en Biblioteco­
nomiay Documentaci6n. Destino: Centro de' Quimica Organica 
.tora Tamayo». N(ımero Trlbunal: 6. 
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ANEXOD 

Tecnico en Infomuıtica: 

1. Arquitectura de ordenadores. Unidad central de proceso. 
Registros. Memoria central. Unidad aiitmetico-l6gica. 

2. Perifericos. Soportes de informaci6n. Unldades de entrada. 
Unidades de salida. Canales de entrada ysalida. Protocolo de 
comunicaci6n entre ordenadores. Diseno de comunicaci6n entre 
unhost y un inicro. 

3. Lenguajes de programaci6n: Evoluci6n hist6rica. Procesa. 
dores, ensambladores, compiladores e interpretes. 

4. Lenguajes de programaci6n: Funci6n de 105 lenguajes. Len­
guajes estructurados. Comparaci6n de lenguajes FORTRAN,' 
VISUALBASIC y C. Leiıguajes de programaci6n adecuados para 
aplicaciones de analisls estadistico. 

5. Modos de funcionamiento delordenador. Monoprograma­
ci6n y multiprogramaci6n. Tlempo compartido. Tiempo reaL. Mul­
tiproceso. 

6. Programas de aplicaci6n y metodologias de programaci6n. 
Programaci6n estructurada. Lenguajes de cuarta y quinta gene­
raci6n. La inteligencia artlficial. Los sistemas expertos. 

7. Configuraci6n de slstemas operativos actuales: Aplicacio­
nes, comunicaciones y usuarios. 

8. Concept9 de bases de datos. Organizaci6n fisica y 16gica 
de bases de datos. Tipologias: Jerarquicas, en red y relacionales. 
Sistemas de enlace. A1goritmos de busqueda y metodos de acceso. 

9. Creaci6n, mantenlmlento y manipulaci6n de ficheros. Con­
versi6n. Impresi6n. Recuperaci6n. Volcados. Copias de seguridad. 
Clasificaci6n e intercalaci6n. ' 

10. Paquetes estadistlcos de tratamiento de datos: BMDP y 
SPSS. ' 

11. Estructura fisica, organlzaci6n y funciones de un servicio 
de proceso de datos en un centro de investigaci6n. 

12. Nuevas T ecnologias aplicadas a la informaci6n y a la docu­
mentaci6n cientifica. 

13. Bases de datos blbllograficas cientificas: Diseno, estruc­
tura e implantaci6n 

14. Fuentes de informaci6n cientificay tecnol6gica. Princi­
pales productores y suminlstradores de bases de datos. 

15. Estructura fisica y 16gica de una unidad de tratamiento 
de imagenes. Descripci6n y claslficaci6n de perifencos graficos. 

16. Tratamientode mapas. Digitalizaci6n, almacenamiento 
y representaci6n 3D. Programas actuales. 

17. Sistemas multimedia. Aplicaciones en investlgaci6n cien­
tifica. 

18. Los organismos publlcos de investigaci6n en Espana y 
su estructura en las Comunidades Aut6nomas: La Comisi6n Inter­
ministerial de Ciencia y Tecnologia (ClCYT), el Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas (CSıq y la Comisi6 Interdepar­
tamental de Recerca i Innovacl6 Tecnol6gica (CIRIT). Estructura 
y funciones. 

19. Los Programas de Investigaci6n: III Plan Nacional de 
Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico, LI Pla de Recerca 
de Catalunya y el iV Programa Marco de la Uni6n Europea. 

20 .. Centros de Documentaci6n y bibliotecas cientificas yuni· 
versitarias en Espana. EI Centro de lnformaci6n y Documentaci6n 
Cientifica (CINDOC) del CSIC. La red de bibliotecas del CSIC. 

21. La informatica en la Administraci6n publica. Organos rec­
tores de politica informatica. Elementos fundamentales de la poli­
tica informiı.tica de La Administraci6n publica. Legislaci6n apli­
cable. 

22. Redes publicas y privadas de transmisi6n de datos. La 
Red IRIS y el CSIC. 

23. Estructura de hardware de la .Anella cientifica. de Cata­
luna: Instituciones involucradas. 

24. Tecnologia de redes: ETflERNET, SWITCH ETHERNET 
yATM. 

25. La comunicaci6n cientifica. Redes de area WAN: Internet. 
Conceptos basicos. Historia. Protocolos. Arquitectura cliente-ser­
vidor. Herramientas informaticas de traducci6n automatica. 

26. Intranets. 
27. Edici6n de paginas en Internet. Lenguaje HTML. 
28. Herramientas de localizaci6n de informaci6n cientifica en 

Internet. Indices y motores de busquerla. 

29. Diseno de slstemas interactivos de consulta y suministro 
de informaci6n en WWW. 

30. Nuevos conceptos en las herramlentas de area local. 

Tecnico de Laboratorio en Biologia Molecular y Celular: 

1. Celulas. Composici6n y estructura. 
2. Metabolismo celular. 
3. Sintesis de proteinas. 
4. Sintesis de acidos nucleicos. 
5. Secreci6n de Proteinas. 
6. Cinetica enzimatica. 
7. Genes de eucariotas y procariotas. Organlzaci6n. 
8. Crecimiento y divisl6n celular. 
9. Cido celular. ' 

ı O. Mitosis y meiosis. 
11. Morlogenesis y polaridad celular. 
12. Proliferaci6n y diferenciaci6n celulares. 
13. Cultivode microorganismos. Medios de crecimlento. Tec­

nicas de aislamiento y propagaci6n de cultivos puros. Metod05 
de cuantificaci6n del crecimiento microbiano. 

14. Hongos pat6genos. Infecciones runglcas. 
15. Genetica microbiana. 
16. Principlos y metodos de mutagenesis. 
17. Metodos de interrupci6n de genes. 
18. Utilizaci6n de is6topos radiactivos en Biologla Molecular. 
19. Tecnicas de manipulaci6n in vitro de acidos nucleicos. 
20. Bases te6ricas de la electroforesis. Electroforesis en geles 

de agarosa. E1ectroforesis en geles de poliacrilamida. 
21. Electroforesis de acidos nucleicos. T ransferencia y detec­

el6n de ADN y ARN en soportes s6lidos. 
22. ' E1ectroforesis de proteinas. Transferencia y detecci6n de 

proteinas en soportes s6lidos. 
23. Tecnicas de secuenciacion de acidos nucleicos. 
24. La tecnica ı;le PCR y sus distintos usos. 
25. Construcci6n de bancos, de genes. Amplificaci6n y milln­

tenlmientode genotecas. A1slamiento de genes a partir dedistintos 
tipos de genotecas. 

26. Principios y metodos de transformacion, infecci6n y tran5-
fecci6n. 

27. AnUcuerpos y su utilizaCı6n en el laboratorio. 
28. Citometria de flujo. 
29. InmunofJuorescencia. 
30. Cultivos ce1u1ares. Medios de crecimiento. 

Tecnico en Procesos MicroelectrOnicos Especia1es: 

1. 'EI translstor MOS y e1 transistor bipolar. 
2. Tecnologias CMOS. 
3. Sensores fisicos y quiınicos. 
4. Sala Blanca: Equipamiento y funcionamiento. 
5. Materiales para mlcroe1ectr6nica. 
6. Procesos de fabriı;aci6n en microelectr6nica. Tecnologia 

planar. 
7. Caracterizaci6n e1ectrica de dispositivos electrOnicos: 

Hardware y Software. 
8. Caracterizaci6n electrica de materiales: Tecnicas de 

Spreading Resistance y Cuatro Puntas. 
9. Tecnicas de Ingenieria Inversa. 

1 O. Microscopla 6ptica y e1ectr6nica para microe1ectr6nica. 
11. CAD de dispositivos: Programas de simulaci6n 
12. Sistemas de CAD para e1 diseno de C.I.'s. 
13. Instrumentaci6n para microelectr6nica. Bus IEEE-488. 
14. Laboratorio de caracterizaci6n e1ectrica para microelec­

tr6nica: Sistemas automAticos de adquisici6n ıJe medidas (SlAM). 
15. Software de tratamiento de datos de parametros electricos 

de dispositivos semiconductores. 
16. Problemas de contaminaci6n en la fabricaci6n electr6-

nlca. 
17. Control de calidad. 
18. Tipos de encapsulado de C.I.'s. 
19. Materiales para encapsulado de C.I.'s. 
20. Encapsulados especiales para sensores, actuadores y 

microsistemas. 
21. Tecnicas de soldadura de C.I.'s. 
22. Micromecanizado de pyrex y soldadura vidrio/silicio para 

sensores y actuadores. 
23. Micromecanizadode silicio en volumen. 
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24. Mlcromecanlzado de sillelo en superflele. 
25. Tecnicas de paro de ataque para la fabricael6n de estruc­

turas micromecanicas. 
2'6. Tecnicas de electroplatlng y electroless para microelec-

tr6nica. 
27. Tecnologias para M6dulos Multı Chip (MCM's). 
28. Fabricaci6n de substratos de silicio para MCM's. 
29. Materiales espeelales para MC,M's. 
30. Caracterizaci6n electrica y estructuras de test especiales 

para MCM's. 

Caracterizael6n de materiales p?f micr!>scopla electr6nlca: 

1. Microscopia 6ptica: Microscoplos 6ptıcos. Et microscopio 
simple. Defectos de las lentes. EI microscopio compuesto. Reso­
luel6n de 105 microscopios. Profundldad de campo. 

2. Microscopla con electrones: Lentes magneticas. Lentes 
electrostaticas. Aberraciones y defectos de las lentes con elec­
trones: Aberracl6n esferica, aberrael6n cromlıtica, astigmatismo, 
distorsi6n. Microscopla'electr6nica de alta resoluci6n. 

3. Et microscopio e1ectr6nico de barrido (SEM): Prinelpios 
blıslcos. Resolucl6n. Estructura del microscopio electr6nico de 
barrido. Registro y tratamiento de imagen. Manipulaci6n prlıctlca 
de 105 microscopios electr6nicos de barrido. Microscoplos de barri­
do comerciales. Diferentes modos de trabajo de los microscoplos 
electr6nlcos de barrido. 

4. Preparaci6n de muestras para SEM:Montaje de muestras. 
Recubrimiento de muestras para imagen y microanlılisis. 

5. EI microscopio electr6nico de transmisl6n (TEM) (1). Carac­
teristlcas generates: El mlcroscopio electr6nico de transmlsi6n de 
dos lentes. Microscoplos electr6nicos de transmisi6n de alta reso­
luci6n. Los microscoplos electr6nlcos de transmlsi6n comerelales. 
El microscopio etectr6nico de a1to voltaje (HVEM). El mlcroscopio 
electr6nico analitico. ' 

6. EI mlcroscopio electr6nico de transmisl6n (TEM) (11). For­
macl6n de imlıgenes y difracci6n de electrones: Formaci6n de Imlı­
genes y contraste. Difracci6n de electrones de selecci6n de lırea. 
Calibracl6n del microscopio electr6nico. lIuminaci6n de la mues­
tra. 

7. Preparaci6n de muestras para TEM: Muestras policrista­
linas. Tipos de rejillas. Preparaci6n' de rejillas. Peliculas para 
soporte de muestras. Preparaci6n de muestras detgadas: Metodos 
de corte, pulido y adelgazamlento. 

8. Obtencl6n de dep6sitos metlılicos y de carbono para 
mlcroscopia electr6nlca: Procesos de evaporaci6n y condensaci6n. 
Dep6sitos metlıllcos. Peliculas de carbono. Preparaci6n de capas 
delgadas por deposiel6n cat6dica. 

9. Portamuestras para mlcroscopios electr6nicos de transml­
sl6n: Portamuestras de Inclinaci6n e InclinacI6n-rotael6n. Porta­
muestras de temperatura variable. Portamuestras de deformacl6n. 
Portamuestras analiticos. ' 

10. Sistemas crista1inos. Las 14 redes de Bravais: Redes. Cel­
da unidad primitiva. Slstemas cristalinos. Redes centradas. LaS 
14 redes de Bravais. Redes bldlmensianales. 

11 Grupos puntuales: Grupos puntuales cristalogr{lficos para 
cada slstema cristaIino. DesarroIlo de los 32 grupos puntuales 
a partlr de las holohedrias. Clases de Laue. 

12. Desarrollo de 105 grupos espaclales: Los grupos espaela­
les sim6rficos. Operaciones no slm6rf1cas. Grupo puntual de un 
grupo espacial y poslciones generales equlvalentes. Desarrollo de 
105 grupos espaciales. 

13. Uso de los grupos espaciales: Estructura cristalina y grupo 
espaelal. 1) Las Tablas Internacionales. Operaciones de slmetria 
de los grupos espaciale9. 2) Ejeıiıplos: la estructura perovsqulta 
SrTI03 y la estructura de rutilo Ti02 • 

14. Espaclo reclproco y red reCıproca: Ecuaciones de defi­
niel6n del espacio reclproco. La red reclproca. Relaciones entre 
red reciproca y red directa. 

15. CristaloqulmlCCl descriptiva (1). Empaquetamlentos com­
pactos de esferas: Estructuras con empaquetamiento compacto. 
Empaquetamlento compacto cı".ıblco y hexagonal. Materiales. que 
pueden describlrse como estructuras de empaquetamlento com­
pacto: MetaIes, aleaclones. estructuras 16nlcas. estructuras cova­
lentes tridlmenslonales, s6lidos moleculares. 

16. Cristaloqulmlca descrlptiva (II). A1gunas estructuras 
slmples: S6lidos 16nlcos con formula MX. S6lidos con formula 

general MX2 • Otras estructuras simples importantes: Triloduro de 
bismuto, corind6n, cristobalita, tri6xido de renio. Estructuras de 
6xidos mixtos: Espinela, perovsqulta,e Umenita. 

17. Factores que afectan las estructuras de 105 s6lidos: F6r­
mula general, estados de oxidaci6n e indices de coordlnaci6n. 
Enlace, tamaiio. Estructuras i6nicas: lones y radios 16nlcos. Estruc­
turas i6nlcas: Principlos generales. Las reglas de la relaci6n de 
radlos. Energia de red en cristalesi6nicos. Ecuaci6n de Kapu­
tlnskli. 

18. 'Defectos cristalinos y no estequiometria (1). Defectos pun­
tuales y duster: Cristales' perfectos e Imperfectos. Tipos de defec­
tos. Defectos puntuales. Defectos de tlpocluster 0 agregados. 

ı 9. Defectos cristalinos y no estequiometria (II). Defectos 
extendidoS y dislocaciones: Defectos extendidos. La estructura de 
cizalladura. Defectos de apilamiento. Fronteras de grano. No este­
quiometria y defectos. Dislocaciones. 

20. Teoria cinemlıtica de la difracci6n de e1ectrone5: Longitud 
de onda de los electrones. Difusi6n de 105 electrone5 por los ato­
mos. Difusi6n de 10'5 electrones por un cristal perfecto: Efecto 
del espesor. efecto de la orientaci6n. Difusi6n de 105 electrones 
por un cristal real: Efecto de la aperiodicidad; defectos de api­
lamiento; dislocaciones. 

21. Difracci6n de electrones de ıın monocristal: Montaje5 uti­
lizados: macrodifracci6n y mlcrodlfracci6n. Indexaci6n de diagra­
mas de difraccl6n de electrones. Efecto de la curvatura de la esfera 
de Ewald: zonas de Laue.' Efecto de la difracci6n mı".ıltiple. Uneas 
deKlkuchi. 

22. Difracci6n de electrones de materiales policristalinos: Dia­
gramas observados: lntensidad de los anillos. Obtenci6n de parlı­
metros de celda. Textura. Orientaci6n preferencial. 

23. Informaci6n cristalografica a partlr de diagramas de 
dlfracci6n de electrones: Efectos de forma. Estructuras madadas. 
Coexistencia de dos fases. 

24. Teoriacinemlıtica del contraste de imagen: Imagen de 
campo oscuro. Imagen de campo daro. 

25. Microscopia electr6nica de barrido-transmisi6n (STEM y 
FESTEM): Microscopia electr6nica de transmlsi6n en un SEM. 
Microscopia electr6nica de barrido en un TEM. El microscopio 
electr6nico de barrido-transmisi6n de emis.i6n de campo 
(FESTEM). Microscopios combinados 6ptico-electr6nicos. 

26. Generaci6n de rayos X y anlıllsls en el mlcroscopio elec­
tr6nico: Generaci6n de rayos X. Analisls de rayos X. Espectros­
copia de longitud de onda dispersiva de rayos X (XWDS). 

27. Espectroscopia de energia dispersiva de rayos X (}{EDS): 
Anlılisis cualitativo. Anlılisis cuantitativo. Calibraci6n d .. energia. 
Integraci6nde picos. Solapamiento de picos. Correcciones de 
nı".ımero at6mico. absorci6n y fiuorescencia. Metodo de las rela­
ciones. 

28. Espectroscopias Auger y de .,erdida de energia de elec­
trones (ELS 0 EELS): Caracteristicas generales yaplicaciones. 

29. Fuentes de electrones en microscopios e1ectr6nicos: Emi­
sl6n termoi6nica de electrones. El caii6n de electrones. El micros­
coplo de emisi6n de campo. 

30. Metodos de producci6n y medIcl6n de alto vacio: Bombas 
de vacio. Bombas de difusıon. Bombas turbomoleculares. Bombas 
de absorci6n, i6nlcas y de sublimaci6n. Medidores de vacİo. 

Responsable de Servicios Informaticos y Banco de Datos Ocea­
nograficos: 

1. Sistemas informaticos: Evoluci6n, estado actual y pers­
pectlvas. 

2. Los ordenadores personales para investigacl6n: Distintas 
familias, prestaciones, sistemas operativos. 

3. .Jerarquia de Memorias: Caracteristicas, funcionamiento 
y repercusl6n en el rendimiento de un sistema informatico. 

4. Jerarquia de nlveles en un sistema operativo. 
5. Estructura de directorios del sistema operativo UNIX. 

Principales ficheros de conflguraci6n del slstema. 
6. Mecanismos de seguridad y control de accesos en el sis­

tema operativo UNIX. 
7. Soluciones de conectividad e integraci6n para ordenador 

tipo PC y Apple en entornos TCP /IP y UNIX. 
8. Window8 vs. X-Windows y sus aplicaciones en entomos 

de investigaci6n. 
9. Aplicaclones cliente servidor bajo UNIX. 
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10. Mecanlsmos de eontrol sobre uso y eonsumo de reeursos 
en un slstema Infonnatieo UNIX. 

11. Estrategias de Baekup en entomos heterogeneos. 
12. Gesti6n de reeursos eompartidos en entomos Infonnatleos 

heterogeneos. 
13. Cableado estructurado de edlflelos. 
14. Posibilldades y Iimitaciones del slstema ae red Ethernet. 
15. Coexistencia de distintos protocolos en una red de area 

loeal. 
16. Teenicas de eontrol de aeeeso!ll medio en redes de area 

loeal. 
17. Red Digital de servlcios Integrados. 
18. Arquitectura del protocolo TCP/lP. 
19. Slstemas y equipos para la Intereonexi6n de redes de area 

loeal. 
20. Sistemas de Infonnaci6n en Internet. FTP. WWW. Puesta 

al servlcio bajo UNIX. 
21. Slstemas de caehes jerarqulcas en Internet. Soluelones. 

Puesta en servlcio balo UNIX. 
22. Slstema de gesti6n de nombres DNS y su relael6n con 

el eorreo electr6nlco en Internet. 
23. Seguridad en redes eonectadas a Internet. Sistemas Fire­

wall. 
24. Protocolo de Red ATM. Soluciones para la mlgraci6n de 

redes TCP/IP a ATM. 
25. Red de Clencia y Teenologia de Galicia. 
26. Red Academlca Nacional para Unlversidades y Centros 

de Investigaci6n. 
27. Equipos actlvos para Intereonexi6n de redes ATM con 

redes de area loeal. Caracteristicas y prestaciones deI .FORE 
LAX-20 •. 

28. Redes de area local y extendlda balo TCP /IP: Disposltivos 
Hardware de intereonexl6n. 

29. E1 slstema Qperatlvo .Unux •. Iı:ıteres en redes de Inves­
tlgaci6n. Requerimlentos HW. Distribuciones. 

30. Aeeeso.a redes loeales medlante modems telef6nleos. Ser-
vldores de aeeesos. " 

Teenieo en Blblioteconomia, y Documentaci6n: 

1. EI Conselo Superior de Investlgaclones Clentlfleas. Estruc­
tura y obletivos. 

2. Biblioteeas unlversltarias y clentifle8s en Espaiia. Organl­
zaci6n, servlclos yeooperacl6n. 

3. La red de biblioteeas del CSIC. Estruetura y servlclos. 
4. Tt.enleas de analisls documental en entornos Infonnatlza­

dos. 
5. Princlpales slstemas de c1aslflcacl6n documental y blblio­

grafiea. 
6 .. La eooperacl6n blbliotecaria. Catalogos colectlvos. Redes 

de biblioteeas. Aeeeso a la Infonnacl6n. 
7. La fonnacl6n de usuarios de blbliotecas espeCıalizadas y 

eentros de documentaci6n. 
8. Et papel del blblioteeario frente a las nuevas tecnologias, 

como Intermedlario y gestor de la Informaci6n. 
9. Telecomunlcaclones: Redes de area local, redes piıblieas, 

softwate de comunieaclones. 
10. Et servlclo de referencia en las blblioteeas especiallzadas: 

Objetivos y metodologia. 
11. Acceso al d~eumento primario. EI prestamo Interblblio­

tecario. Normativas y metodos. 
12. La Informaci6n como producto.La industria de la Infor­

maci6n cientifica y tecnlca. 
13. Bibllometria. Conceptos fundamentales y princlpales apli- ' 

caciones. 
14. Materiales esp'eclales no \lbrerias. Tratamlento y norma­

tiva. 
15. Internet y sus əpllcaclones en la blblioteea., Correo elec­

tr6nlco, gopher, www, ftp. 
16. EI www y sus prestaclones en los servlclos blblioteearios. 
17. Las publlcaciones peri6dlcas en las blbllotecas especla­

Iizadas. Gestl6n de las eolecclones. Problematica y tratamiento. 
18. Gestl6n admlnlstrativa. en la blblloteca: Presupuestos, 

eontratacl6n, eontrol del gasto, evaluacl6n de servlclos. 
19. La eolecCı6n de referencla en una blblloteca clentfflca. 
20. Fuentes de'informacl6n Impresas en el area de las Clen­

cias y Teenologia Quimicas. 

21. Bases de datos Informatfzadas en el Mea de las Clenclas 
y Tecnologia Qulmlcas. 

22. la elaboraCı6n de bases de datos especificas en las blbllo­
tecas. Problematica y evaluaCı6n coste-servlclo. 

23. Gestl6n de los fondos documentales en las blbliotecas. 
Conservacl6n de los documentos. Fondos obsoletos. Documentos 
en soporte nopƏpel. , 

24. La Imagen de la blblloteca y su espaeio fisleo. Distribucl6n 
de espaeio, moblliıırio, rotulaci6n,'disposlci6n de los fondos. 

25. Las bases de datos sobre produeel6n clentifica espaiiola. 
26. Tesauros, glosarios, ıexleos. Coneeptos fundamentales. 

RelaCı6n entre descriptores. Construeci6n y tlpo de tesauros. ' 
27. Los organlsmos Intemaeidnales relaclonados con las 

biblioteeas. la DG xııı yel Programa europeo de blblloteeas. 
28. Infraestructura Informatlca para la blblloteca especlali­

zada moderna: EI soporte para las nuevas tecnologias apllcadas 
al mundo de la blblloteca. 

"29. Et.Chemlcal Abstracb eomo fuente de Informacl6n qui­
mlca. 

30. Patentes: B6squeda de Informacl6n. Caracteristlcas espe­
ciflcas de la documentacl6n en este campo. 

ANEXom 

Trlbunal n"mero 1 

Tltulares: 

Presldente: Don Jaume Josa Uorca, Colaborador clentifico de 
la Instltucl6n Mila I Fontanals. 

VocaIes:' Don Ham6n Pallas Jordana, Tltulado superior espe­
clalizado del Instltuto Microelectr6nlca Barcelona, I~NM; doiia 
Nieves Gonzalez Martinez, Titulada superior espeCıallzada del Ins­
tituto Mlcroelectr6nlca Barcelona, ~NM; don Emllio Hernan­
dez Chlva, Cuerpo Sup. Slst. Tecnol. Inf. del InstltUto Oenclas 
Tlerra «Jaume Almera. y don Luıs Calvo Ca1vo, Colaborador clen­
tiflco de la Instltuci6n Mila y Fontanals. 

Suplentes: 

Presldente: Don Juan Arrizabalaga Valbuena, Colaborador 
clentifico de la Instltucl6n Mila y Fontanals. 

Vocales: Don Xavier Serra Sanz, Cuerpo Sup. Slst. Tecnol. 
Inf. del Instltuto MleroeIectr6n1ca BarceIona. 1MB-CNM; don Jose 
Pardo Tomas, Colaborador clentlftco de la InstItuel6nMila y Fon­
tanals; dOlLManuel Mandlanes Castro, Colaborador clentifleo del 
Insto. Estud. Social. Avanzados Bareelona y don Joan Flguerola 
Bemal, Cuerpo Sup •. Sıst. Tecnol. Inf deI Instltuto Clencla de Mate-
rlales de Barcelona. ' 

Trlbunal n"mero 2 

Titulares: 

Presidenta: Dona Maria del Pilar Perez Gonzalez, Colaboradora 
cientifiea del Instituto de Mlcrobiologia Bloquimlca. 

Voeales: Don Francisco Rey Iglesias, Catedratleo de la Unl­
versidad de Salamanea; dona Maria Jesı'ıs Maz6n Calpena, Inves­
tigador clentifieo del Instltuto de Investlgaclones Blomedlcas de 
Madrid; don Eugenlo Grau Ferrando, TituIado 'tecnleo especia­
llzado deI Instltuto de Biologia Molecular Ce\. Plantas Primo Yufe: 
ra, y don Rogello Gonzalez Sarmlento, Profesor titular de la Unl­
versldad de Salamanca. 

Suplentes: 

Presıdente: Don Ram6n Ignaclo Santamaria Sanchez, Colabo­
rador clentlflco del Instltuto de Mlcrobiologia Bioquimica. 

Vocales: Don Jose Luıs Revuelta Doval, Profesor tltular de la 
Universldad de Salamanca; don Juan Pedro Garcla Ballesta, pro­
fesor de Investlgacl6n del Instltuto de Blologia Molecular; doiia 
'Gemma Rodriguez-Tarduchy Segovta, Tltulada tecnlca especlali­
zado del Instltuto de Investlgaclones Biomedlcas de Madrid, y doiia 
Maria del Mar Sltnehez Garcla, Tıtulada tecnlca especlallzada de! 
Instituto de Mlcroblologia Bioquimlca. 
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Tribunal n"mero 3 

Titulares: 

Presldente: Don Jose Millan G6mez. Profesor de Investigaci6n 
dellnstltuto de'Microelectr6nica de Barcelona.IMB-CNM. 

Vocales: Dofia Francesca Campabadal Segura. Colaboradora. 
c1entifica del Instituto de Microelectr6nica de Barcelona. 
IMB-CNM; 'don Jose Montserrat Marti. Tltulado superior especia­
Iizado' del Instituto de Microelectr6nica de Barcelona, IMB-CNM; 
don Josep Puyol Gruart. Cuerpo Superior de Slstemas y Tecnologia 
Informatica del Instituto de Investigaci6n e Inteligencia Artifıcial. 
y don Juan Cusso Diaz. Tituladotecnico especializado del Instituto 
de Microelectr6nica de Barcelona. IMB-CNM. 

Suplentes: 

Presidente: Don Francisco Serra Mestres. Catedratlco de la Uni­
versidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocales: Don Jaume Esteve Tinto. Investigador cientifico del 
Instituto de Microelectr6nica de Barcelona. IMB-CNM; dofia Maria 
Cruz Acero Leal. Titulada superior especializada d';l Instituto de 
Microelectronica de Barcelona. IMB-CNM; don Antoni Maria Pons 
Rafols. Titulado tecnlco eSRecializado del Instltuto de Clencia de 
Materiales de Barcelona. y don Xavier Mas Pla. Titulado tecnico 
especializado del Instituto de Microelectr6nica de Barcelona. 
IMB-CNM. 

Tribunal n"mero 4 

Titulares: 

Presidente: Don Elies Molins Grau. Investigador cientiflco del 
Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona. 

Vocales: Don Feliciano Plana Uevat. Investigador cientiflco del 
Instituto de Ciencias Tlerra Jaume Almera; dofia Anna Rolg Serra. 
Titulada superior especlallzada del Instituto de Ciencia de Mate­
riales de Barcelona; don Jorge Sala! Umbert. Titulado superior 
especializado dellnstituto de Ciencias del Mar, y don Jullo Carlos 
Fraile Sanz. Titulado tecnlco espeCıalizado dellnstituto de Clencia 
de Materiales de Barcelona. ' 

Suplentes: 

Presldenta: Dofia Maria Amparo Fuertes Miquel. Invesigador 
cientiflco dellnstituto de Clencia de Materiales de Barcelona. 

Vocales: Don Ignacio Queralt Mltjans. Colaborador cientifico 
dellnstituto de Ciencias Tlerra Jaume Almera; dofia Maria Antonia 
Hernandez Perea, Titulada superior'especlallzada deUnstituto de 
Ciencia de Materiales de Barcelona; dofia Maria Luisa Camon 501-
sona., Titulada superior espec\alizada de! 'Centro de Investlgaci6n 
y Desarroflo. y don Antonl Maria Pons Rafols. Titulado tecnico 
especiallzado del Instituto de Ciencla de Materiales de Barcelona. 

Tribunal n"mero 5 

Titulares: 

Presidente: Don Ricardo Isaac Perez Martin. Investigador cien­
tiflco dellnstituto de Investigaciones'Marinas. 

Vocales: Don Francisco G6mez Figueiras. Colaborador cien­
tiflco dellnstituto de.Investigaciones Marinas; don Julio Rodriguez 
Banga. Colaborador cientifico del Instituto de Investigaciones 
Marinas; don Juan Jose Casares Long. Catedratlca del Centro 
de Supercomputaci6n de Galicia, y don Fernando L6pez Santo­
vefia. Titulado superior especiallzado del Instituto de Agroquimica 
y Tecnologia de los AIimentos. ' 

Suplentes: 

Presidente: Don Miguel Planas Oliver. Colaborador cientifico 
del Instituto de Investigaciones Marinas. 

Vocales: Don German Perez-Gandaras Pedrosa. Colaborador 
cien,tifico del Instituto de Investigaciones Marinas; don Antonio 
Vazquez Rodriguez. Colaborador c1entiflco del Instltuto de Inves­
t1gaciones Marinas; don Aurelio Herrero Pertierra. Cuerpo Supe­
rior de Sistemas y T ecnologia Informatica del Centro Tecnico de 
Informatlca. y don Jose Maria Sendra Sena. Investigador cientifico 
dellnstituto de Agroquimica y Tecnologia de los AIimentos. 

Tribunal n"mero 6 

Titulares: 

Presldenta: Dofia Maria Teresa Garcia L6pez. Profesora de 
Investlgacl6n dellnstituto de Quimlca Medlca. 
. Vocales: Dofia Agnes Ponsati Obioıs. Titulada superior espe­
c1allzada del CSIC (Organizaci6n Central); dofia Maria Lourdes 
Amlgo Garrido. Colaboradora cientifica del Instltuto de Fermen­
taciones Industriales; dofia Maria Luisa Jimeno Herranz. Titulada 
superior especiallzada del, Centro de Quimica Organica Lora Tama­
ya. y don Jose Ignacio Gonziilez de la Campa. Investigador cien­
tifico dellnstltuto de Ciencla y Tecnologia de Polimeros. 

Suplentes: 

Presidente: Don Serafin Valverde L6pez, Profesor de Investl­
gacl6n dellnstituto de Quimica Organlca General. 

Vocales: Doiia Isabel Quıntana Martinez. Titulada tecnica espe­
clalizada del CSIC (Organl~aci6n Central); don Bernardo Herrad6n 
Garcia. Colaborador cientifico del Instituto de Quimica Organlca 
General; dofia Maria Isabel Rozas Hernando, Titulada superior 
especializada dellnstltuto de Quimica Medica. ydoiia Paula Bosch 
Sarobe. Colaboradora cientiflca del Instituto de Ciençia y Tec­
nologia de Polimeros. 

ANEXOIV 

Don/dofia .................................................... con 
domicilio en ..............••.........•..• y con documento naclonal 
de identidad nuınero ............ , 

Declara bajo juramento 0 promete. a efectos de ser nombrado 
funcionario de cilrrera de la Escala de ... : .......................... . 
del Consejo Superior de Investlgaciones Clentiflcas. que no ha 
sido separado del servicio de nlnguna de las Administraciones 
Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las 
funciones publicas. ' 

En ............... a .... de ............. ,. de 1997. 

COMUNIDAD AUT6NOMA .. 
DE CATALUNA 

19047 RESOLUC/ÖN de 27 de junlo de 1997, del Departa­
mento de Justlcla. par la' que se revoca la Resoluclon 
de 27 de diclembre de 1996 de conlJocatorla de con­
curso de traslado de plazas IJQcantes de lorensias y 
agrupaciones de lorensias para el Cuerpo de Medlcos 
Forenses de Cataluriıı. 

No habiendo entra<lo en funcionamiento 105 Institutos de Medi­
cina Legal y en vista de las disfunciones que se pueden produCir 
con la adjudicaci6n de las plazas vacantes a los Medlcos Forenses. 
medlante el criterio de utilizar unicamente partedel beremo que 
preve el articulo 21 del Real Decreto 296/1996. de 23 de febrero. 
por el que se aprueba el Reglamento organico del Cuerpo de Medi-
cos Forenses; , 

Vlsta la Resoluci6n de la Consej~a de Justlcia. de 21 de mano 
de 1997. por- la que se acuerda iniciarel procedimlento de revo­
caci6n de la Resoluci6n de 27 de diciembre de .1996. del Depar­
tamento de Justicia. publicada en el .Diario Oficial de la Gene­
ralldad de Catalufia.numero 2313. de 21 de enero de 1997 y 
en el _Boletin Oficial del Estado. numero 21. de 24 de enero 
de 1997. por la que se convocan a concurso de traslado plazas 
vacantes de forensias y agrupaciones de forensias para el Cuerpo 
de Medicos Forenses de Catalufia; 

Conslderando que se dlo tramite de audiencia del expedlente 
adminlstratlvo de revocaci6n iniciado a tod05 los funcionarios que 
presentaron instancia de participaci6n en el concurso a fin de 
que formulasen las alegaciones que estlmasen oportunas en defen­
sa de S\jS Intereses; 


